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Тонкие металлические пленки широко используются в производстве 
интегральных схем, магнитных, оптических устройств, мшсросенсоров и 
т.п. Несмотря на то, что в большинстве применений на первый план 
выступают электрические свойства тонкопленочных материалов, их 
механические характеристики также играют значительную роль, 
поскольку в процессе осажлення и эксплуатащш в пленках могут 
развиваться сильные внутренние напряжения, релаксация которых может 
приводить к их деформации и разрушению.

Одним из способов исследования физико-механических свойств 
пленок яв.ляется метод индентировання [1, 2]. Основным аспектом 
применения данного метода является измерение твердости. В данной 
работе для определения твердости тонких пленок АІ и Ti используются 
методы вдавливания индентора Виккерс и атомно-силовой микроскопии 
(рисунок 1).
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Рисунок 1 -  АСМ-изображение (а) и профиль (б) отпечатка индентора 

Виккерс с нагрузкой 5г на поверхности пленки А1 толщиной 10 нм на
подложке Si
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